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IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE % 


Applicant 
Applic. No. 
Filed 
Title 

Examiner 


<2, 


St phan Appen et al. 
09/931.686 
August 16. 2001 

Apparatus for the Automated Testing. Calibration and£> 
Characterization of Tests Adapters % 
Paresh H. Patel Group Art Unit : 2829 G 


DECLARATION UNDE R 37 C.F.R. S 1 131 

The undersigned. Stephan Appen, Michael Hubner. Michael Kund. inventors of this 
invention, hereby declare that: 


The invention of the above-identffied application was conceived and "reduced to 
practice" at least as early as May 29, 2000. 


The undersigned, Stephan Appen. Michael Hubner. Michael Kund. developed the 
apparatus for the automated testing, calibration and characterization of tests 
adapters according to the invention and wrote the Invention Disclosure 
(Erfindungsmeldung). 

Enclosed, as corroborating evidence, is the Invention Disclosure which is a pre- 
printed form signed by the undersigned. The Invention Disclosure was executed by 
the undersigned on March 1 , 2000 (see signatures on the bottoms of page 7). The 
Invention Disclosure was given to Mr. Roland Rehlander, who is the inventors' 
superior, on March 1, 2000. On the right side in the upper half of the first page there 
is a box that indicates when the Invention Disclosure was received by the inventors' 
superior. This box is labeled "Singang am." (Received on) and the date ~1.3.20(Xr is 
handwritten in this box. As is customary in Europe, the order of the handwritten date 
is day/month/ year. 


In the lower half of the first page of the Invention Disclosure Mr. Roland Rehlander 
signed and dated the first page of the Invention Disclosure in order to confirm the 
receipt of the Invention Disclosure on March 1. 2000. 


1 


The Invention Disclosure was shortly thereafter further submitted to the corporate 
patent department of Siemens AKtlengesellschaft and It was received, as best 
understood, on March 1 5, 2000 (see the lower right corner of page 1). 

The undersigned hereby declare that all statements made herein of his own 
knowledge are true and that all statements made on information and belief are 
believed to be true: and further that these statements were made with the knowledge 
that willful false statements and the like so made are punishable by fine or 
imprisonment or both, under 18 U.S.C. § 1001 and such wHIful false statements may 
jeopardfe'elhe validity of the application or any patent issued thereon. 



Date 


Date 


Date 


Vertraulich! 

Bitte v rschl ssen 
weitersenden! 


ERFINDUNGSMELDUNG ' r 

an Siemens AG bzw. Beteiligungsgesellschaft 

Bereits vorab an ZT PA ubermittett per FAX □ 
Wenn ja • bitte unbedingt ankreuzen! 


Aktenzeichen der PA 


Ich/Wir (Vor- und Nachname der/des Erfinder(s) - weitere Angaben und Unterschrift[en] letzte Seite) 

Michael Huebner 
Stephan von Appen 
Michael Kund 


AnzaW der 
Erfinden 


Datum der Ausfertigung: 


1 .03.2000 


melde[n] hiermit die auf den folgenden Seiten vollstandig beschriebene Erfindung mit der Bezeichnung: 
Adaptierbare Apparatur zum automatisierten Test der elektrischen Parameter von Prufkarten 


An Vorgesetzten der/des Erfinder[s] 

Herrn/Frau Roland Rehlander 


MP IP/AI Tl 


mit der Bitte, die nachstehenden Fragen zu beantworten: 

a) Wann ging die Erfindungsmeldung bei Ihnen ein? 

b) Geht die Erfindung auf offentlich geforderte Arbeiten zuruck? 
nein J a » Vorhaben: 


(Dienststetle) 


c) Gibt es ein zugehoriges internes FuE-Projekt? 
5?1 nein Q ja, Projekt: 


Eingang am: 


Ab Eingang lauft gesetziiche Frist! 


Nur bei ZT-Erfindungen auszufullen: 

Projekt-Nr. Titel: 


Kemtechnologie: 


Entwicklungs- 

projekt im Interesse von Bereich: 

Forschungs- 
projekt 


Ansprechpartner: 


\s/ Dringlichkeitsvermerk 
d) Anmeldung wird empfohlen □ nein ^vf 

Kosten tragt (Organisationseinheit): 

I | Die Erfindung betrifft nicht unser Interessengebiet. Es sind noch folgende 
Dienststellen zu befragen: 


Hummer 


A. 7 2£>&0 


(Datum) 


(Un«rschri« des Vorgesetzten) (f 



Hummer 
0 Z Marz 2000 


Bitte wegen gesetzlicher Frist sofort weiterleiten an 

Siemens AG 

ZT PA (Patentabteilung) 


ZT GG VIA P/Ri 
Eng. 1 5. Marz 2000 


GR 


Standort:. 


(z.B.: Mch/M, Ert/S, Bln/N, Khe/R Pdb) 
zur weiteren Veranlassung. 
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Aktenzeichen der PA 


1. Welches technische Problem soil durch Ihre Erfindung gelost werden? 

Die elektrischen Eigenschaften der zum Testen von Halbleiterchips auf Waferebene verwendeten Prufkarten haben 
einen starken EinfluB auf die Ergebnisse der Tests und somit auch auf die Ausbeute. Die elektrische 
Charakterisierung der Prufkarten ist somit ein wichtiger Bestandteil bei der Analyse des gesamten Testsystems. 
Mittels des beschriebenen adaptierbaren Testaufbaus lassen sich die verschiedenen elektrischen Parameter wie 
Leitungsimpedanz, Signallaufzeiten oder Ubersprechen der verschienenen Kanale der Prufkarten fur die 
unterschiedlichesten Testsysteme (unterschiedlich in Durchmesser, Position der Kontakte fur die elektrische 
Zuleitung, Anzahl der Kanale usw.) automatisiert vermessen. Durch die hohe Anzahl der Kanale (aktuell etwa 1600, 
in naher Zukunft 3200) lassen sich diese Messungen nur automatisiert durchfuhren. 

2. Wie wurde dieses Problem bisher gelost? 

Bisher gibt es auf dem Markt nur ein einziges Gerat (von einem Testerhersteller) mit dem eine semi-automatische 
Vermessung der Leitungsimpedanz und der Signallaufzeiten moglich ist. Hierbei erfolgt der elektrische Kontakt zur 
Prufkarte uber das Interfaceboard, das auch im normalen Betrieb der Prufkarte die Verbindung zwischen Testkopf 
und Prufkarte ubernimmt. Daher ist dieses System auf die Testsysteme dieses speziellen Herstellers angepaBt. 
Eine Untersuchung von Prufkarten die fur die Testsysteme anderer Hersteller hergestellt wurden, ist mit diesem 
System nicht moglich, da andere Testhersteller andere Interfaceboards mit unterschiedlichen Kontaktsteckern 
verwenden. Daruber hinaus kann mit diesem System immer nur eine kleine Untermenge der Kanale automatisch 
vermessen werden. Mochte man die Kanale einer anderen Untermenge vermessen, so muB manuel auf den 
Kontaktstecker dieser Untermenge umgesteckt werden. Die Vermessung von Ubersprecheffekten zwischen den 
Kanalen verschiedener Untermengen ist aus diesem Grund ebenfalls nicht moglich. Dies kann bisher nur manuell 
durchgefuhrt werden und ist bei einer groBen Menge von Kanalen mit einem hohen Zeitaufwand verbunden. 

3. In welcher Weise lost Ihre Erfindung das angegebene technische Problem (geben Sie Vorteile an)? 

Die hier beschriebene Apparatur laBt sich wesentlich einfacher an die unterschiedlichen Prufkarten anpassen. 
Die Prufkarten sind in der Regel auf runden Grundplatinen aufgebaut. Die Kontaktfiachen uber die der Kontakt zum 
Testsystem hergestellt wird, liegen am AuBenrand auf Kreisen mit unterschiedlichen Radien (siehe Zeichnung 1). 



Zeichnung 1 : Typische Prufkarte mit Kontaktfiachen fur die elektrische Verbindung mit dem Testsystem. 

Der Aufbau besteht aus einer Vorrichtung (Halterung mit Aufnahmen fur Prufkarten unterschiedlicher Durchmesser 
und Befestigungslocher) mit deren Hilfe die Prufkarte definiert gedreht werden kann (Schrittmotor oder ahnlich) und 
einem oder mehreren Roboterarmen, die sich in einer horizontalen und der vertikalen Raumrichtung bewegen 
lassen (siehe Zeichnung 2). Mjt Hilfe dieser Arme und der Drehung der Karte lassen sich die Tastkopfe auf den 
Kontaktfiachen positionieren. Ober die Steuerung der Position der Arme laBt sich das System leicht an die 
unterschiedlichsten Prufkarten anpassen. Der Abstand zwischen den beiden Pins des Tastkopfes laBt sich an den, 
bei verschiedenen Herstellern unterschiedlichen, Abstand der Kontaktfiachen fur die Signale und die dazugehorigen 
Schirmungen anpassen. Die Steuerung der Drehung als auch die Steuerung der Roboterarme soli 
computergesteuert erfolgen. Damit ist eine vollautomatisierte Kontaktierung aller Kanale und damit eine 
vollautomatisierte Untersuchung der verschiedenen elektrischen Parameter erstmats moglich. 
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Aktenzeichen der GR 



Roboterarm 


IF 


Tastkopf (Abstand zwischen den beiden Kontaktpins verstellbar) 



Prufkarte 


TT 


TT 


TT 



Definiert drehbare Halterung der Prufkarte 


Zeichnung 2: Schematischer Darstellung der Apparatur, Blick einmal von oben und einmal von der Seite (Schnitt). 


4. Worin liegt der erfinderische Schritt? 

Der erfinderische Schritt liegt in der Idee, die Kontaktierung der Prufkarten durch diesen steuerbaren und an jede 
unterschiedliche Prufkarte und MeBaufgabe anpaBbaren Aufbau vorzunehmen. Damit wird eine flexible und 
gleichzeitig vollautomatisierte Apparatur zur elektrischen Charakterisierung von Prufkarten moglich. 


5. Ausfuhrungsbeispiel[e] der Erfindung. 


LMessung von Signallaufzeiten und Leitungsimpedanzen: Hier muB wird nur ein Roboterarm wie in der Zeichnung 
2 dargestellt, verwendet werden. Die fur diese Messungen verwendeten MeBgerate (Netzwerk-Analyser, 
Oszilloskope mit TDR-Funktion Oder ahnliche) haben in der Regel zwei Kanale, so daB man die beiden Tastkopfe 
an einem Roboterarm anbringen kann und so alle Kanale automatisch durchmessen kann. 
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Aktenzeichen der GR 


2. Messung von Ubersprecheffekten zwischen verschiedenen Kanalen. Bei dieser Messung soil der EinfluB der 
Signale zweier verschiedener Kanale aufeinander (jeder Kanal mit jedem anderen) untersucht werden. In diesem 
Fall wurde man einen Aufbau mit zwei Roboterarmen verwenden. Dabei ist einer ortsfest (wie in Zeichnung 2) und 
der andere dreht sich beispielsweisernit der Karte mit (er kann aber auch relativ zur Karte drehbar sein urn eine 
moglichst flexible Messung zu erlauben). So hat mit mit einem Durchlauf den EinfluB von alien Kanalen auf diesen 
einen Kanal untersucht. Damit lassen sich sukzessive Ubersprecheffekte zwischen jedem einzelnen Kanal 
vermessen. Eine schematische Darstellung findet sich in Zeichnung 3. 



Definiert drehbare Halterung der Prufkarte 


Zweiter Roboterarm 


Zeichnung 3: Schematischer Darstellung der Apparatur mit zwei Roboterarmen (Blick von oben und von der Seite). 


Blatt 5/7 


Aktenzeichen der GR 


6. Zur weiteren Erlauterung sind als Anlagen beigefugt: 

Blatt der Darstellung eines Oder mehrerer Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung; 

(falls mdgiich, Zeichnungen im PowerPoint- Oder Designer-Format anfertigen) 

Blatt zusatzliche Beschreibungen (z.B. Laborberichte, Versuchsprotokolle); 
Blatt Literatur, die den Stand der Technik, von dem die Erfindung ausgeht, beschreibt; *) 
1 sonstige Unterlagen (z.B. Disketten, insbesondere mit Zeichnungen der Ausfuhrungsbeispiele): 
Diskette mit den Zeichnungen der Ausfuhrungsbeispiele 

*) Bitte Fotokopien oder Sonderdrucke ailer zitierten Veroffentlichungen (Aufsatze vollstandig; bei Buchem die relevanten Kapitel) mit 
vollstandigen bibliographischen Oaten betfugen. 
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Aktenzeichen der PA 


'7. Welche Dienststellen sind an der Erfindung interessiert? MP TP, MP TPE W, CBE T TS, Wafertest 

8. Wurde die Erfindung bereits erprobt (Durchfuhrung von Versuchen, Anfertigung von Mustern)? 

IS nein Q ja, Ergebnis: : 

9. Fur welche Erzeugnisse ist die Erfindung anwendbar? Prufkarten und Prufadapt r 

1 0. 1st die Anwendung der Erfindung vorgesehen? 

\Z nein IS ja, bei: MP TP (moglich auch bei CBE T TS) 

11. Ist ein auf der Erfindung beruhendes Erzeugnis geliefert Oder ist eine Lieferung beabsichtigt? 

IS nein Q ja, (voraussichtlich) am ; Bezeichnung des Erzeugnisses: 

1 2. 1st eine Veroffentlichung der Erfindung beabsichtigt Oder bereits erfolgt? 

C nein Q ja, (voraussichtlich) am in Buch, Zeitschrift: 

1 3. Ist eine Mitteilung der Erfindung an Firmenfremde beabsichtigt oder bereits erfolgt? 

IS nein Q ja, (voraussichtlich) am an 

14. Es wird gebeten, soweit moglich, die folgenden Kriterien abzuschatzen: 

a Umgehungsschwierigkeit fur Wettbewerber 

Gleichwertige Alternativen 

I | praktisch nicht realisierbar 
[X] erfordern Aufwand 
I | problemlos realisierbar 

b Benutzungsattraktivitat fur Wettbewerber 

Wettbewerberinteresse 

I | uberragend 

durchschnittlich 
I | minimal 

c Nachweis einer Wettbewerbernutzung 

Benutzungsnachweis 

^ problemlos moglich 

I I aufwendig 

I | praktisch unmoglich 

u Benutzung im Hause 

|3 (voraussichtlich) ja 

□ offen 

I | unwahrscheinlich 
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1 5. Angaben zur Person des/der Erfinder[s] (Erfinder 1-4 hier eintragen. Fur weitere Erfinder bitte Zusatzblatt beifugen): 


Name 

Huebner 

von Appen 

Kund 


Geburtsname 





Vorname 

Michael 

Stephan 

Michael 


APD/Personalnummer*) 

617-020430 

617-0020452 

617-019336 


1st dies Ihre erste Erfindungs- 
melduna an ZT PA? 

ja □ ^ nein 

ja S □ nein 

ja □ nein 

ja □ □ nein 

akad. Grad/Titel/Beruf 

Dr. rer. nat. 


Dr. rer. nat. 


zum Zeitpkt der Erfindung: Werk- 
studyDipIomand/Doktorand 

ja □ bitte Vertrags- 
kopie beifugen 

ja □ bitte Vertrags- 
kopie beifugen 

ja □ bitte Vertrags- 
kopie beifugen 

ja □ bitte Vertrags- 
kopie beifugen 

Tatigkeit/Stellung im Betrieb 
(z.B. Laborvorsteher u.a.) 

Entwicklung-lngenieur 

Entwicklung-lngenieur 

Entwicklung-lngenieur 


Arbeitgeber 

falls nicht Siemens AG 

Infineon Technologies 

Infineon Technologies 

Infineon Technologies 


r 5 ereich 





Abteilung 

MP TP 

MP TPE W 

MP TPE W 


Standort 

MchB 

MchB 

MchB 


" Telefon (Amt) 

089 234 25813 

089 234 27490 

089 234 25719 


Telefax (Amt) 

089 234 25709 

089 234 2571 1 

089 234 2571 1 


E-Mail 

michael. huebner® infi 
neon.com 

stephan. appen @ inf ine 
on.com 

michael.kund @ infineo 
n.com 


Staatsangehorigkeit 
(falls nicht deutsche) 





Privatanschrift: 
StraBe, Haus-Nr. 

Niederwdrth 14 

Prinzregentenstr. 122 

Implerstr. 20 


Postleitzahl, Wohnort 

85457 Worth 

81677 Munchen 

81371 Muenchen 


Geburtsdatum 

26.05.67 

24.06.69 

20.11.65 


. . ; # Liegt die Erfindung auf 

a) Ihrem Arbeitsgebiet? 

b) einem anderen Arbeitsge- 
biet Ihres Arbeitgebers? 

C ja IS nein 
^ ja IZ nein 

(Z ja E nein 
IS ja C nein 

C ja IS nein 
IS ja n nein 

\Z ja \Z nein 
□ ja C nein 

-| 7 Welchen Anteil an der 
Erfindung haben Sie? 

33 % 

33 % 

33 % 

% 

1 8. Wurde oder wird die Erfin- 
dung auch als W gemeldet? 

£R ja C nein 

^ ja \Z nein 

IS ja C nein 

C ja C nein 

-| g Falls Sie die Erfindung 
als freie Erfindung an- 





20 Meines/unseres Wissens 
sind keine weiteren Per- 
sonen an der Erfindung be- 
teiligt. 






(Unterschritt) 

/ (Urrttfrsctfnft) 

U (Unterschritt) 

(Unterschritt) 


) Bitte aus Firmenausweis Oder GehaJtsabrechnung entnehmen. 


